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        การปรับปรุงการผลิตในทุกอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื�อลดตน้ทุนการผลิตหรือเพิ�มคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ ดว้ยเทคโนโลยีที�กา้วหน้า ระบบที�ใช้ในการดาํเนินการจึงยิ�งมีความซับซ้อน วิธีการหา

คาํตอบหรือการดาํเนินการที�เหมาะสมจึงตอ้งมีการพฒันาตวัแบบหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาเพื�อรองรับ
สถานการณ์ดงักล่าว ทั-งนี-  เพื�อให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจระบบตรวจสอบแบบอตัโนมติั 

จึงเริ� มเข้ามาเป็นปัจจยัสําคญัในการจดัการกระบวนการผลิต ระบบเหล่านี- ถูกรวบเข้ากับระบบ
ตรวจสอบภาพอตัโนมติัที�ทางออกของสายการผลิตเพื�อทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะ 

ในวตัถุดิบประเภทสิ�งทอซึ� งเป็นหนึ� งในวตัถุดิบสําหรับผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปซึ� งมกัไดรั้บผลกระทบ

จากคุณภาพของเส้นด้ายและจุดบกพร่องจากการทอ สิ� งทอที�ขาดคุณภาพสามารถทาํให้ราคาของ

ผลิตภณัฑ์ลดลง 45%-65% แมก้ระบวนการตรวจสอบโดยมนุษยจ์ะสามารถให้ผลเป็นที�น่าพอใจ   

แต่สําหรับสายการผลิตขนาดใหญ่แลว้จะเป็นการเพิ�มตน้ทุนและเกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย เนื�องจาก
สภาพแวดลอ้มที�ไม่เหมาะสมในพื-นที�การทาํงานของเครื�องทอผา้ ดว้ยเหตุนี-  ระบบตรวจสอบภาพ

แบบอตัโนมติัจึงเขา้มามีบทบาทในกระบวนการผลิตเพื�อลดตน้ทุนทางบุคลากรและเพิ�มผลกาํไรให้

ผูผ้ลิตได้ วิทยานิพนธ์นี-  นาํเสนอการประยุกต์ใช้ตวักรองกาบอร์เพื�อการตรวจจบัจุดบกพร่องบน   

สิ�งทอ โดยใชเ้ครือข่ายกาบอร์เวฟเล็ตที�มีการออกแบบค่าพารามิเตอร์ที�เหมาะสมที�สุดของตวักรอง  
กาบอร์ดว้ยหลกัการจีนเนติกอลักอริทึม ทาํให้ไดม้าซึ� งคุณลกัษณะลายผิวพื-นฐานของภาพสิ�งทอ
พื-นผิวปกติ ส่งผลให้จุดบกพร่องที�อยู่ภายในภาพสิ�งทอทดสอบถูกคดัแยก และตดัสินความเป็น

จุดบกพร่องแบบอตัโนมติัดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 2 มิติ ผลการทดสอบพบว่าตวักรอง 

กาบอร์ประยุกต์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานได้เป็นอย่างดี  

เนื�องจากเป็นการหาค่าพารามิเตอร์ที�ดีที�สุดของตวักรองกาบอร์จากภาพฝึกสอนเพียงภาพเดียว       

ซึ� งสามารถนาํมาทดสอบกบัลกัษณะของจุดบกพร่องไดทุ้กลกัษณะบนภาพพื-นผวิเดียวกนั 
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 The aim of enhancement of production line is to improve quality and reduce 

operation costs with the optimal technology. In order to become more competitive, 

many complex approaches in automated system have been analyzed as process 

concerned with manufacturing process management. They have been combined with 

an automated visual inspection system to test on the quality of products at the output 

of production line. Fabric which is one of raw materials for many the finished 

consumer products has generally affected by yarn quality and weaving defect. The 

poor quality of this material can reduce the price by 46%-65%. Human inspectors for 

manufactured fabric are uneconomical and always make miss-inspection because of 

the unfriendly working environment near the weaving machine. To reduce in personal 

cost and increase associated benefits, therefore, the automation of visual inspection 

system has to be performed along the manufacturing process. This thesis presents the 

application of Gabor filter for automated defect detection of texture fabrics. An 

optimal filter design method for Gabor Wavelet Network (GWN) is proposes to 

extract the texture features from textile fabrics. The optimal Gabor filter is designed 

by using Genetic Algorithm (GA) based on the features extracted. After defect fabric 

images are filtered by optimal Gabor filter, the results are segmented and labeled to 
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identify the defected image by analysis of 2DPCA. Experimental results indicate that 

the applied Gabor filters provide a simple method to analyze texture feature. A 

training image is employed in Gabor optimizing which can be served all of defect 

characteristics on the same texture background image. 
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